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引  言

  本规范的编写以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011
《通用计量术语及定义》、JJF1035—2006 《电离辐射计量术语及定义》、JJF1059.1—

2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和依据。校准方法及计量特性主要参考了

IEC61267:2005 《医用诊断X射线设备 测量特性使用的辐射条件》 (Medicaldiag-
nosticX-rayequipment—Radiationconditionsforuseinthedeterminationofcharacteris-
tics)、IEC61674:2012《医用电气设备 X射线诊断影像中使用的电离室和/或半导体

探测器剂量计》 (Medicalelectricalequipment—Dosimeterswithionizationchambers
and/orsemiconductordetectorsasusedinX-raydiagnosticimaging)和IAEATRS457
放射诊 断 剂 量 学:国 际 规 定 (DosimetryinDiagnosticRadiology:AnInternational
CodeofPractice)。

本规范为首次发布。
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(20~150)kVX射线束半值层仪校准规范

1 范围

本规范适用于放射诊断 (20~150)kVX射线的直读式半值层仪校准,其测量范

围不得小于14mmAl。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T19629—2005 医用电气设备 X射线诊断影像中使用的电离室和 (或)半

导体探测器剂量计

IAEATRS457 放射诊断剂量学:国际规定 (DosimetryinDiagnosticRadiology:

AnInternationalCodeofPractice)

IEC61267:2005 医用诊断X射线设备 测量特性使用的辐射条件 (Medicaldi-
agnosticX-rayequipment—Radiationconditionsforuseinthedeterminationofcharac-
teristics)

IEC61674:2012 医用电器设备 X射线诊断影像中使用的电离室和/或半导体探

测器剂量计 (Medicalelectricalequipment—Dosimeterswithionizationchambersand/or
semiconductordetectorsasusedinX-raydiagnosticimaging)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 半值层 Half-valueLayer;HVL
置于X射线辐射束通过的路径上,能使空气比释动能率的值减小一半所需的给定

材料的厚度。通常用铝片的厚度表示。

3.2 计量单位

3.2.1 空气比释动能率的单位:戈 (瑞)每秒,符号为Gy/s。

3.2.2 半值层单位:毫米铝,符号为mmAl。

4 概述

直读式半值层仪 (以下简称半值层仪)是用于测量X射线辐射质的仪器,通常由

若干探测器、覆盖在探测器上不同厚度的过滤和测量单元 (或静电计)三部分组成,通

过测量穿过不同厚度附加过滤片的空气比释动能率,计算初始空气比释动能率减弱一半

时的滤片厚度,得到半值层的值。
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